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A - Microscopia de Varrimento de Sensor SPM: AFM / MFM / STM
Microscopia de forga atdbmica — AFM, Microscopia de Forca Magnética— MFM
e Microscopia de Efeito de Tunel - STM

Equipamento: Multimode / Nanoscope 1V — Veeco Metrology

5 — 8 de Maio de 2008 das 16:00-17:30 H

B - Microscopia de Electrénica de Varrimento e Microandlise por Raios X — SEM/EDS
Microscopia Electronica de Varrimento a baixa temperatura - CryoSEM

Equipamentos: SEM /EDS - JEOL JSM 6301F / INCA Energy 350
CryoSEM: GATAN Alto 2500

13 - 16 de Maio de 2008 das 16:00 - 17:30 H

C - Microscopia de Electrdnica de Varrimento e Microanalise por Raios X — SEM /EDS
Microscopia Electronica de Varrimento em Baixo Vacuo e Ambiental LVSEM / ESEM
Analise de Padroes de Difraccéo de Electrdes Rectrodifundidos - EBSD

Equipamento: FEG_ESEM /EDS /EBSD - FEI QUANTA 400 FEG / EDAX GENESIS 4XM

26 — 30 de Maio de 2008 das 16:00 - 17:30 H



